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Del 7 al 11 de diciembre de 1998 se llevaran a cabo
dos talleres en Metralogia Quimica del Sistema
Interamericano de Metrologia en las instalaciones
del National Institute of Standards and Technology
(NIST| Gaithesbarg Md., Estadios Unides.

Esteds el primer evonto que se da en el ambito de las
Americas pard tratar de diseminar la Metrologia en
Quimica ¥ permitir la interaccion entree los
laboratorios de diferentes paises, conociendo de
manera  general los problemas v necesidades
actuales en este campo. Con este evento se cubrid
uno de los principales objetivos del  SIM. como
parte del esfuerzo que realiza para dilundir la
Metrologiaen Quimicaen las Américas,

El evento estuvo enfocado a dos dreas, Metrolagia
en (uimica Analitica Organica v Metrologia oo
Espectrogquimica, El total de parlicipantes fue de 26
personas de diferentes paises del continente
Americana, (NORAMET 5, CARIMET 4, CAMET 2.
ANDIMET 3y SURAMET 7). Los instructores
fueron investigadores del NIST, tados ellos expertas
en diferentes aspectos de la ciencia Quimica v la
Metrologia, para el curso de Metrologia en Quimira
Analitica Organico se contd con 19 instruciores y
para el de Metrologia en Espectroquimica con 17,

L inauguracion  del  evento estuvo a cargo del
director del "Chemical Science and Technology
Lahoratory”, el Dr. Hratch . Semerjian quien hizo
una presentacion general del Irabajo desarrollade
por el drea de Quimica Analitica que estd a carao del
Dr. Willie E. May: asi mismo, el Dr. Stephen Wise de
la seccidan de Quimica Analirica Organica , el Dr. .
Fassett defa seccidn de Especroscopia v el Director
de relaciones internacionales el  Dr Stephen
Carpenter dieron la bienvenida a los participantes,
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The first Chemical Metrology Workshops af the
Interamerican Metrology Svstem took place
December 7 - 11, 1998 in the Gaithersburs, M.
L focility of the Nativnal Institute of
Standards and Technalogy, NIST

This is the first event of its kind with the aim of
disseminaling Chemical Metrology in  the
continent, which served lo incregse  the
inleraction belween Chemical Metrology
Laboratories in various countries and provided
more knowledge in regard to general problems
and needs in this specific field. This is one of
the maojor ehjectives of SIM; to disreminate
chemical metrology achievements in  the
Americas,

These Workshops were focused to two specific
areas; Metralogy for Annlytic Creanic
Chemistry and Spectro-Chemical Metrology.
The temd! number of participants was 26, with
representotives af different nations within the
continent, (NORAMET - 5 CARIMET - 9,
CAMET - 2, ANDIMET - 5, SURAMET -7,
The instructors were scientists from NIST, 18 for
the Metrology for Analvtic Organic Chemistry
workshop and 17 for the Spectro-chemical
Metrolopy workshop, all of whom are oxperts,
either in Chemical Science or in Metrology.

The mougural ceremony was presided by Dr.
Hratch G. Semerjian, who is Director of the
Chemical Science and Technology Laboratory,
and who explained general aspects of the work
of the Analytic Chemistry Division, under the
guidnnece of Dr. Willie E. Mayv. In Addition, Dr.
Stephen Wise, from the Organic Chemistry
Oivision, Dr. | FRisseti, in charge of the
Spectroscopy  Division and Dr Stephen




Il curso ofreciéd un panorama general acerca del
desarrollo actual de la Metrologia en Quimica del
NIST, permiliendo conocer los avances v el rumbo
fque pretende seguir, asi como también las carencias
que existen en esta area.

Ha sido extracrdinario el gran esfuerzo por parle del
NIST para la organizacion y desarrollo deeste eventa,
para mostrar de forma clara y concisa el amplio ¥
diversa panorama de los aspectos de Metrologia en
Quimica.

Los temas principales que se trataron en el taller de
Metrologia en Quimica Analitica Orgdnica fueran
técnicas de separacion, manejo de mueslras. técnicas
de extraccion, lécnicas analiticas instrumentales sus
principios v mejoras acluales. meétodos primarios
(especificamente Dilucioén Isotopica con
Espectrometria de Masas) y los prayectos de
certilicacion do- materiales de referencia que han
tenide con otras Instituciones Gubernamentales para
la mejora de la calidad de las mediciones, como es ¢l
caso de los laboratorios de analisis clinicos para el
analisis e colesterol y metales,

En el taller de Metrologia en Espectroguimica, se
enfatizd la importancia de la dilucién isotopica como
métoda primario, para la certificacion de elementos
traza en diferentes
Especlrometria de plasma
inductivamente acoplado v Espectromelria de
Masas con lonizacion Térmica principalmente, asi
como lambién, el proceso de produccion de
maleriales de referencia primarios como lo son las

malrices utilizandao
Masas can

soluciones espectrométricas de referencia y la nueva
propuesta utilizando
espectrometria de emision aldmica
acoplado inductivamente con detectar de estado
salido. También se hablo de algunas técnicas de
digestiaon pormicroondas para matrices natura les em

el praceso de certificacion,

para su certificacion,
con plisma

Las mejoras en los niveles de incertidumbre de los
materiales de referencia certificados fue un aspecto
del que se hable v ha sido el resultado del uso de
nuevi lecnologia que se ha desarrollado en NIST asi
coma el uso de métodos primarios para la
certificacion.
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Carpenter, who fs Director for International
Affairs welcomed participants.

These workshops provided a general view of
the current status of chemivael metrology
achievemenis ot NIST and the future Irends, as
well as deficiencies that ars still present in this
field.

The outstanding efforts on the part of NIST for
the orgamzation and development of this
event, provided a clear and concise
perspective of a wide varfely of developments
related to chemical metrafogy; the resulls were
extroardinary,

The main topics covered in the Metrolagv for
Analytic Orpanic Chemistry Workshop were:
sample sepaoralion and management
technigues, procurement techniques. current
state and principles of instruments used for
analvtic technigues, primary methods
{specifically, isolopic diffusion using mass
spectroscopy), as well as, the production af
Certified Refersnce Materinls, in conjunciion
with ather povernmen! entilies, far the
improvement of quality levels of chemical
measurements, such asin clinical lohoratories
engaged in cholesterol measurements o
metal content determination.

In the Spectrochemical Metrology Workshap,
the importance of the [sotope Diffusion
Technique was stressed, when applied i the
certification of trace materials to be used n
matrixes of induction linked plosmo mass
spectroscopy and mass speclromelry. using
therma!  fonfzation. I wddition, the
production  process  for Primary  Certified
Hefersnce Materials, such as spectromeltric
reference sofutions and the new proposal for
their certification by means of induction linked
plasma atomic emission spectrometry, with
selid state delection, were epxomined
Diagnostics techmigues using microwaves, for
natural motrives used in the cenificolion
process were also explained,

There was discussion on the improvements in
uncertainty levels of Certified Heference



Las opiniones e impresiones verlidas por  los
participantes fueron diversas, debido a que sus
antecedentes y las funciones actuales son variadas.
sin embargo serdn de valiosa avuda para el
mejoramiento de los proximos eventos.
profundizar en aspectos de
Aseguramiento de Calidad en las mediciones
analiticas, especificamente calibracian de equipo

instrumental y caleulo de incertidumbra,

Basicamonte,

Finalmente cabe sefialar que el disefio de {uturos
talleres podria considerar algunas de las
necesidades regionales de los participantes.
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Muaterials  which are the result of new
technologies developed at NIST, as is the use of
primary methods for certification.

Suggestions and comments of participants
were fielpful, on acoount of the differences on
background and working environments,

Some of these comments. provided valuable
information for the improvement of future
warkshops. They basically suggested in-depth
WOrk on medsurements ossUranoe. progroms
for analyvtical measurements, particularly in
calibration, instrumentation and uncertainty
evirfuation.

Fmnally, the development of future warkshaps
should consider some regional requirement of
participants.



